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INSTITUTO DE MICROSCOPIA ELECTRO

NICA )

Servicio de Técnicas
| Microscépicas

NOMBRE, MARCA

¥ MODELO DE LA

INFRAESTRUCTURA

Microscopio  Electroquimico
de Barrido - SENSOLITICS.

RESPONSABLE

José M? Palacios Santander

UBICACION

Laboratorio de Instrumentacion
2. Departamento de Quimica
Analitica - Facultad de Ciencias
Campus de Puerto Real (11510)
Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Equipo electroquimico multifuncional para aplicaciones en el campo de
la nanotecnologfa.

Se adquirié en la convocatoria: FEDER 2008-201 |.

Cddigo: UNCA-08-1E-048

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

La microscopfa electroquimica de barrido (Scanning Electrochemical
Microscopy, SECM) es una muy novedosa Yy avanzada técnica
electroquimica con amplias aplicaciones en la determinacion de
cinéticas de transferencia de carga, visualizacién in-situ de la topografia
de superficies que estdn inmersas en electrolitos, variaciones en la
reactividad quimica localizadas espacialmente, asi como fabricacién de
microestructuras en interfases o superficies. Lo que distingue a la SECM
de otras técnicas microscdpicas es que se utilizan ultramicroelectrodos
amperomeétricos o potenciométricos como sondas de escaneo, que
interactUan electroquimicamente sobre la muestra o que actian como
soportes de inmovilizacion de las especies a estudiar.

La SECM posee una excepcional selectividad quimica vy, por ello, es
una excelente herramienta para examinar propiedades y reacciones
(electro)quimicas que ocurren frecuentemente en interfases entre
dos regiones; la técnica permite investigar los caminos y velocidades
de tales reacciones con resolucidon espacial, lo que abre mucho el
campo de sus aplicaciones que son ya muy numerosas Yy aumentan
continuamente. Algunos ejemplos de las posibilidades de aplicacién son:
estudios de cinéticas de reaccion; visualizacidn de la actividad de enzimas

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



inmovilizados sobre microestructuras vy fabricacién de biosensores; reacciones redox en bateras; estudio
de fendmenos de corrosidn (metal/aire o metal/agua marina); flujo de iones a través de los poros de
membranas semipermeables; fotosintesis en la membrana celular o monitoreo de la actividad bioldgica en
células vivas; fabricacidn y caracterizacién de nanoelectrodos; estudio de la disolucion pH-dependiente de
mediadores electrdnicos inmovilizados; control de calidad de conjuntos de ultramicroelectrodos; deteccion
espacialmente resuelta de la secrecidn de neurotransmisores por células individuales; deposicidn lateral
con alta resolucién de polipirrol como medio para la construccidn de transistores orgdnicos.

El equipo estd constituido por los siguientes elementos:
|. Microscopio basico electroquimico computerizado de exploracidon automadtica con dispositivos
para aumentar la calidad de imagen mediante un sistema de posicionamiento piezoeléctrico, y para
separar con precision la informacién topogréfica de la electroquimica.
2. Potenciostato auxiliar con stand, interfase para PC vy software de control.

Servicios OFERTADOS:
* Preparacién de la muestra.

* Caracterizacion de muestras mediante la obtencidon del mapa electroquimico de superficies de muestras
conductoras y aislantes.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en euros)

e TARIEAA . TaRFAB . TARFAC

PREPARACION DE MUESTRAS i 5 €/muestra i 10€/muestra_ |20 €/muestra
'MAPEO ELECTROQUIMICO (CONTECNICO) i S e
__________ -Altaresolucion (3h)  125€/esion . 50€/sesion. i QD Elsesion..
- Media resolucién (1,5h.) 125 €fsesion | 25 €fsesion | 50 €fsesion

T CBajaresolucdn (45min) 7 €lsesion |14 €/sesion._ ] .28 €/sesidn ___
MAPEO ELECTROQUIMICO (USUARIO AUTORIZADO) |\ . S
""""""" “Altaresolucien 3h)  l10€ksesion i 4o
""""" “Media resolucién (1,5h.) iSesesion



ES NECESARIO PARA SU USO UNTECNICO  DISPONE DE TECNICO

& Si 0 Si
0 NO < NO
OBSERUACIONES

Actualmente, el aparato no dispone de ningun técnico especializado en su manejo. No obstante, si existiese
la posibilidad de solicitar un técnico, serfa conveniente.

El manejo del aparato no es complejo, pero requiere de un periodo de formacidn adecuado y del manejo
de una serie de accesorios delicados y costosos (fungibles). No hay muchos aparatos de este tipo a nivel
nacional v, por tanto, el nivel de aplicabilidad y de utilizacién del mismo son también limitados, sobre todo
dentro de nuestra propia universidad. El equipo actualmente no estd explotado en su totalidad ya que aun
no se han llegado a probar o a utilizar todas las posibilidades técnicas del equipo. Desconocemos la demanda
que pudiese tener el equipo, aunque en primera impresion, estimamos una demanda relativamente baja.

Las tarifas son orientativas y deberian revisarse periddicamente en funcién de la demanda.

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz
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NOMBRE DEL SERUVICIO
Servicio de Caracterizaciones
Mecanicas y Superficiales

NOMBRE, MARCA
b g MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Perfildmetro Mecanico,

VEECO, DEKTAK 150

RESPONSABLE

Juan Maria Gonzalez Leal

UBICACION

Modulo MI. IMEYMAT - Facultad
de Ciencias - Campus de Puerto
Real (11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA
Perfildmetro mecdnico de tipo palpador con puntas de medida: 50 nm,
0.7 micras y 12.5 micras. Resolucidn vertical | nm.

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS
Medida de espesores de capas. Medida de rugosidades. Medida de
texturas. Andlisis de frecuencias espaciales.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros)

TARIFAAé TaArIFA B

o TARFrAA . TARFAB @ TARFAC
_Hora mvesTiGaDoR 40€ | 40€ 83€
COSTE MEDIDA |0 € |5 € 25 €

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ES NECESARIO PARA SU DISPONE DE TECNICO

USO UN TECNICO

0 Si 0 Si
& NO < NO
OBSERUACIONES

El servicio estd orientado a todos aquellos profesionales que necesiten
resultados de metrologia de superficies basados en palpadores,
principalmente relacionadas con la conformacidn y/o el mecanizado
de materiales (moldeado, corte), tratamientos superficiales (ataques
quimicos, abrasion, pulido), aplicacion de capas o recubrimientos
(pinturas, deposicion de capas), control de calidad de dtiles de
mecanizado, con precisiones del orden de hasta | nm (dependiendo
del modo de medida) y muestras de tamafio hasta 30 cm.

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz
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NOMBRE DEL SERDICIO

. Servicio de Caracterizaciones

Magnéticas

NOMBRE, MARCA
Y M™MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

7T CFM VSM Measurement

- System (Cryogenic Ltd.)

" RESPONSABLE

Manuel Dominguez de la Vega

UBICACION

Laboratorio de  Magnetismo
(Depto. FMC) - Facultad de
Ciencias - Campus de Puerto Real
(11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA
Magnetdmetro de Muestra Vibrante (VSM).

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

* Medidas de imanacion a temperatura ambiente y en funcién de la
temperatura (entre 2y 400 K).

* Determinacion de temperaturas de transicion magnética (Curie, Neel)
en el intervalo anterior.

* Granulometria magnética para estudios de pequefias particulas
metdlicas y dxidos magnéticos.

* Medidas de ciclos de histéresis, permeabilidad, coercitividad para
materiales blandos e imanes permanentes hasta campos magnéticos de
7/ Teslas.

» Obtencidn de curvas de magnetizacion tras enfriamiento con campo
y sin campo (curvas FC/ZFC).

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros)

__________________________________________ IABI_EA_A_L_IARI_FA__B____,_,,T ARIFAC
CicLo DE HISTERESIS | 20€ 40€ 1 80€
Curva M-T 130€  60€ 120€

" INFORME TECNICO | 20 € 40 € 80 €

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



ES NECESARIO PARA SUUSO UN  DISPONE DE TECNICO

TECNICO
0 Si 0 Si
& NO & NO
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. NOMBRE DEL SERVICIO

. Servicio de Técnicas
| Espectroscopicas
NOMBRE, MARCA
Y M™MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Espectrometro RAMAN,

' JASCO, NRS7200

RESPONSABLE

Juan Maria Gonzilez Leal

UBICACION

Modulo MI. IMEYMAT - Facultad
de Ciencias - Campus de Puerto
Real (11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Espectrometro Raman dispersivo Jasco, modelo NRS-7200 con ldseres
de excitacidon de 532 nm, /785 nm y 1064 nm de longitud de onda.
Maxima resolucién 0.7 cmn'. Intervalo espectral 10 - 8000 cm.

SERVICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

Mapeo quimico de superficies e imdgenes Raman 2D vy 3D. Identificacidn
de pldsticos. Caracterizacidn de grafeno y otros alétropos del carbono.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T_A!‘,',FA_A_,,,TABJ,FA_B,,,_‘__TARI_F_A,C___,,
Hora INVESTIGADOR 140 € 40€ | 83€
COSTE MEDIDA 125 € 25 € 50 €

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ES NECESAR10 PARA SU DISPONE DE TECNICO
USO UNTECNICO
0 Si

& NO

0 Si
& NO

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz
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. NOMBRE DEL SERDICIO

| Servicio de Técnicas

' Microscopicas
NOMBRE, MARCA
Y M™MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

. Perfilometro Optico

Multimodo, ZETA, ZETA300

RESPONSABLE

Juan Maria Gonzilez Leal

UBICACION

Modulo MI. IMEYMAT - Facultad
de Ciencias - Campus de Puerto
Real (11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Microscopio optico 3D multimodo. Modos de medida: Confocal,
Interferométrica, ~ Multisuperficie,  Texturas  (QDIC/Nomarski),
Reflectometrfa. Resolucién hasta | nm (dependiendo de la técnica de
medida). Incluye reflectdmetro para medidas de espesores de capas
delgadas.

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

Medida de espesores de capas (Incluido multicapas). Medidas de volumen
y drea de incrustaciones, poros o cualquier caracteristica superficial.
Medida de rugosidades. Medida de texturas. Andlisis de frecuencias
espaciales. Imdgenes 3D en color real de las superficies y ficheros CAD.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros) |
TARIFA B |

R S TARFAA | TARFAB | - TArRIFA C
~ HoramvesTigabor 40€ . 40€ . 83€
COSTE MEDIDA |0 € |5 € 25 €

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



ES NECESARIO PARA SU USOUN  DISPONE DE TECNICO
TECNICO

0 Si 0 Si
& NO & NO
OBSERUACIONES

El servicio estd orientado a todos aquellos profesionales que necesiten resultados
de metrologfa de superficies, principalmente relacionadas con la conformacion y/o
el mecanizado de materiales (moldeado, corte), tratamientos superficiales (ataques
quimicos, abrasidn, pulido), aplicacion de capas o recubrimientos (pinturas, deposicion
de capas), control de calidad de Utiles de mecanizado, asi como la obtencidn de
datos experimentales CAD de dispositivos (LEDs, encapsulados), con precisiones
del orden de hasta | nm (dependiendo del modo de medida) y muestras de tamafo
hasta 30 cm.

P
o

o
A'3d OLNLILSNI

d341d3d SOIDIAY3AS

m
-
m
=
-
9
E
Q
>
<
>
=
.m

Od

STV

= Y"\‘ \-’i

.

7

NOIDVOLLSIAN




L3

7

SERVICIOS PERIFERICOS DE INVESTIGACION

7z

ye

NICA Y

O
o
=
(O
L =
= |
(A1}
<
o
o
Q
(%]
e
o
O
>
L
@)
o
l_
)
=
=
(%]
Z

. NOMBRE DEL SERDICIO

" Servicio de Técnicas
Microscépicas
NOMBRE, MARCA
¥ MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Estacion de haces focalizados
FIB - FEl QUANTA 3D

RESPONSABLE

Sergio Ignacio Molina Rubio

UBICACION

Modulo 9A. IMEYMAT - Facultad
de Ciencias - Campus de Puerto
Real (11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Microscopio SEM con cafidn de haces de iones focalizados.

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

* Preparacion de muestras electrdn-transparentes para microscopia
electrénica de materiales y dispositivos.

* Nano-mecanizado mediante FIB de materiales y dispositivos.

* Preparacién de muestras en forma de nano-agujas para andlisis
mediante tomografia electrénica y de sonda atdmica (atom probe
tomography), asi como para otras aplicaciones que requieran esta
geometria de muestra.

* Manipulacion de muestras de distintos materiales a escalo micro
y nanométrica, incluyendo cortes en el material por ataque idnico,
deposicién de carbono o platino, transferencia de porciones de material
a rejillas, etc.

* Andlisis de materiales mediante electrones secundarios y con el haz
de iones.

* Andlisis 3D por haces de iones de distribucidn de precipitados u
otras inclusiones en materiales y dispositivos mediante reconstruccién
tomogréfica.

* Otras operaciones especificas que requieran el uso de haces de iones
focalizados, definidas especificamente por el peticionario del servicio.

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en euros) Z i
TARFAA — TareaB . TareaC 52
60 €/hora 120 €/hora 200 €/hora ':‘:\ E' 8
_________________________________________________________________________________ "'--.—|
o
ES NECESARIO PARA SU USO UN  DISPONE DE TECNICO 5 5
TECNICO Z
& si & s D=
O NO 0O NO V0.
OBSERUACIONES : ".3:‘

.

El equipo lo utiliza un técnico del IMEYMAT, un técnico contratado con cargo a
proyecto, doctorandos y PDI autorizado.
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INSTITUTO DE MICROSCOPIA ELECTRO

NICA®

NOMBRE DEL SERDICIO

Servicio de Técnicas
Espectroscépicas
| NOMBRE, MARCA
¥ MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Espectrofotometro UV Vis —
PGI INSTRUMENTS T80+.

RESPONSABLE

| José M? Palacios Santander

UBICACION

Laboratorio de Instrumentacion
Grupo FQM-249. Departamento
de Quimica Analitica - Facultad de
Ciencias - Campus de Puerto Real
(11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA
Espectrofotdmetro UV Vis de doble haz, con rendija variable a 0.5, 1.0,
2.0y 5.0 nm. Sistema de deteccién mediante fotodiodo de silicio.
Equipo auténomo que integra display LCD, conexion RS232 y cargador
automdtico para 8 cubetas.

Funciona bajo Software UV Win 5 para control desde PC.

Rango de medida: 190 - 1 100 nm.

Rango fotométrico: de -0.3 a 3 Abs.

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

Servicios OFERTADOS:
* Preparacidn de la muestra.
* Andlisis mediante medidas fotométricas.
* Registro de espectros UV/Vis.
* Determinaciones cuantitativas en muestras.
OTROS POSIBLES SERVICIOS AUN NO DISPONIBLES:
- Medidas de cinéticas de reaccion.
- Andlisis de ADN/proteinas.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros) ‘
- TARIFA A

TarFAB  TarrFAC
 Phepauacon DE MUTRA 5 Blmuestra 10/ €muesira | 20 Emuestra
~ ANALISIS MEDIANTE 1 25€ 5€ - 10€

MEDIDAS FOTOMETRICAS ' /muestra /muestra /muestra

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DETERMINACIONES
CUANTITATIVAS EN MUESTRAS

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



ES NECESARIO PARA SU USOUN  DISPONE DE TECNICO
TECNICO

& Si 0 Si
0 NO & NO
OBSERUACIONES

Actualmente, el aparato no dispone de ningln técnico especializado en su manejo.

No obstante, si existiese la posibilidad de solicitar un técnico, serfa conveniente.
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NOMBRE DEL SERDICIO

¥ Servicio de Técnicas
Espectroscopicas
NOMBRE, MARCA
Y M™MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Espectrofotometro ~ UV-Vis-

ye

INSTITUTO DE MICROSCOPIA ELECTRO

NIR Agilent Cary 5000

RESPONSABLE

. Eduardo Blanco Ollero

UBICACION

Laboratorio de Espectroscopia.
Departamento de Fisica de la
Materia Condensada. IMEYMAT -

Facultad de Ciencias - Campus de
Puerto Real (11510) Puerto Real,
Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Equipo para la realizacion de espectros de transmisién y reflexion,
especular y difusa, de muestras sdlidas vy liquidas, en el rango 200-3000
nm de longitud de onda. Equipado con esfera integradora.

SERVICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES

APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

* Espectros de transmisidn muestras liquidas, rango 200-3000 nm.

* Espectros de transmisidn muestras sdlidass, rango 200-3000 nm.

* Espectros de reflexion especular con esfera integradora.

* Espectros de reflexion difusa con esfera integradora.

* Espectros de transmision difusa con esfera integradora.

* Espectros de reflexion difusa de muestras en polvo con esfera
integradora.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros)

R I TarRFAA 1 TARFAB | TArIFA C
_ HoRa DE INVESTIGADOR 30€ 60€ 20€
_ CosTE MeDibA/HORA € 40€ 80€
EMISION INFORME |70 € |70 € |70 €

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ES NECESARIO PARA SU DISPONE DE TECNICO

USO UNTECNICO

& Si 0O Si
0 NO & NO

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz
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INSTITUTO DE MICROSCOPIA ELECTRO

NICA®

' NOMBRE DEL SERVICIO
. Servicio de
. Termofisico y Termoquimico

Equipamiento

NOMBRE, MARCA
¥ MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Medidor de conductividad
térmica en materiales,
. LASERCOMP, FOX 200.
RESPONSABLE

David Sales Lérida

UBICACION

Escuela Politécnica Superior de
Algeciras, 3% planta - Avda. Ramon
Puyol,s/n - Campus de Algeciras
(11202) Algeciras, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Instrumento para medida de la conductividad térmica a una temperatura,
de medida rdpida mediante el método del flujo de calor. Permite operar
con cualquier material sélido: metales, cerdmicos, polimeros, compuestos,
vidrios y gomas. Estd especialmente pensado para pldsticos celulares y
ldminas delgadas, ademds de permitir ensayos de piezas de tamafios
tipicos para edificacidn (normas ASTM C518 e ISO 8301). También
permite medir espesores hasta 0,025 mm. El tamafio y geometria tipicos
de las muestras son cuadradas de 200 mm de lado y espesores hasta

52 mm. El rango de temperaturas para el ensayo puede variar desde
-20°C hasta 75°C.

SERDVICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

Medida de la conductividad térmica a una o varias temperaturas.
Variacion de dicha propiedad térmica con la temperatura en el rango
permitido por el equipo.

Informe segin normas ASTM C518 e ISO 8301.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ES NECESARIO PARA SU DISPONE DE TECNICO

USO UN TECNICO
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Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz
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NOMBRE DEL SERUICIO

Servicio de Técnicas
Espectroscépicas

NOMBRE, MARCA
¥ MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Elipsometro Espectroscopico
Woollam V-VASE

RESPONSABLE

' Eduardo Blanco Ollero

UBICACION

Laboratorio de  Propiedades
Opticas  Departamento  de

Fisica de la Materia Condensada.

IMEYMAT - Facultad de
Ciencias - Campus de Puerto
Real (11510) Puerto Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Equipo para la determinacién de las contantes Opticas de materiales,
tanto masivos, como peliculas delgadas, en el rango entre 190 nmy 3200
nm de longitud de onda. En este Ultimo caso permite la determinacidn
de espesores con resolucion del Angstrom vy la realizacion de mapas
topograficos de superficies de hasta 5 cm x 5 ¢cm, con una resolucion
lateral de hasta 100 micras. El equipo también permite la realizacion de
medidas de transmitancia, reflectancia y escaterometria de las muestras
estudiadas.

SERUICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

* Determinacion de n, k y constante dieléctrica (real e imaginaria) de
materiales en el rango de 190 nm a 3200 nm.

* Determinacion de espesores de peliculas delgadas entre 50 nm a
varias micras (dependiendo del material).

* Realizacion de perfiles topogrdficos de superficies de hasta 5 cm x 5 cm
con resolucion lateral de hasta 100 micras y en profundidad hasta O,1 nm.
* Medidas de reflectometria y de acabado especular.

* Espectros de reflexidn y transmision con luz polarizada.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros) ‘
. TARIFA A

- TarraA . TarFAB | TArRFAC
HoRa DE INVESTIGADOR | 30€ | 60€ | 120€
(Coste MediaMora  20€ . 40€ . 80€
”é;"iISI(')N INFORME |70 € |70 € |70 €

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



ES NECESARIO PARA SUUSO UN  DISPONE DE TECNICO

TECNICO
& Si 0 Si
0 NO < NO

OBSERUACIONES

El tiempo de medida depende del rango vy resolucidn espectral deseado.
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INSTITUTO DE MICROSCOPIA ELECTRO
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NOMBRE DEL SERUICIO

Servicio de Técnicas
Microscoépicas

NOMBRE, MARCA
¥ MODELO DE LA
INFRAESTRUCTURA

AFM Multimode Nanoscope
A (Bruker)

RESPONSABLE

Manuel Dominguez de la Vega

UBICACION

IMEYMAT Laboratorio AFM/STM.
Facultad de Ciencias - Campus
de Puerto Real (11510) Puerto
Real, Cadiz

CONTACTO
imeymat@uca.es
http://imeymat.uca.es/

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA
Microscopio de Fuerza Atdmica (AFM).

SERDVICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE ¥ POSIBLES
APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

Topografia en modo contacto y contacto intermitente para la obtencién
de imdgenes 3D de superficies mediante microscopia de fuerza atémica
(AFM), microscopia de fuerza magnética (MFM) vy microscopia térmica
de barrido (SThM), con resolucidon nanométrica (hasta 5 um en
resolucién vertical y hasta 100 um x 100 um en cuanto a tamaio del
barrido). Determinacion de rugosidad de superficies en este rango
dimensional. Determinacion de tamafio y forma de estructuras de
tamafio nanométrico, con limite inferior determinado por el tamafio
de la sonda empleada (minimo 2 nm). Determinacion vy localizacién
de objetos nanométricos magnéticos situados sobre una superficie de
un material no magnético, mediante MFM. Determinaciéon de tamafio y
forma de regiones de diferente conductividad térmica en una superficie
de baja rugosidad, mienta SThM. Ademds, se pueden emplear estas
técnicas para el estudio de sistemas bioldgicos (células, estructuras
celulares, macromoléculas, etc.) siempre que estos entes puedan ser
depositados sobre un soporte plano (vidrio, mica, etc.) y que su tamafio
no exceda los limites del equipo.

PROPUESTA DE TARIFAS DE USO SEGUN REGLAMENTO (en

euros) ‘.
" TARIFA A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TARFAB  TariFA C
CSESONDE3H. 30€ 60€ 120€
INFORME TECNICO 20 € 40 € 80 €

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vicerrectorado de Investigacion
Universidad de Cadiz



ES NECESARIO PARA SU USOUN  DISPONE DE TECNICO
TECNICO

O si O Si
& NO < NO
OBSERDUACIONES

Se considera que una sesidon media de trabajo suele tener una duracion aproximada
de 3 h. El resultado final de una sesidn serd siempre una imagen o conjunto de
imdgenes de la superficie de la muestra estudiada. El informe técnico, que puede
solicitarse adicionalmente, incluird la interpretacidn del responsable del equipo de las
imdgenes obtenidas durante la sesion, proporcionando datos como la rugosidad, el
tamafio de las estructuras que presente, etc.
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